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Praktisch wird das Interferenzbild direkt am Mikroskop oder
auf einer Mlkrofotografle ausgewertet. Die Wellenlédnge des
verwendeten Lichtes ist bekannt (bei nicht monochromatischem
Licht wird dessen Schwerpunktwellenldnge zur Berechnung heran-~
gezogen - bei weifiem Licht 551 nm), der Interferenzstreifenab-
stand sowie die maximale Streifenauslenkung sind bestimmbar,
z. B. mit einem MeBschraubenokular am mikroskopischen Bild
oder mit geeigneten leBgerdten an einer'Mikrofotografie.
Rauhtiefenwerte zwischen 30 nm und A/2 sind bei den verwende-
ten Magnetbandproben noch gut zu analysieren. |

Die Interferenzstreifen werden so eingestellt, dal sie senk-
rech’ zur aufgespalteten Kante verlaufen. Zur Bestimmung des
Streifenabstandes 1st es wichtig, die genaue Lage der Interfe-
renzstreifen richtig einzuschédtzen. Dies ist bei Verwendung

- von weiBem Licht am brdunlichen Streifen im allgemeinen gut
~mdglich. Eine bequemere lMethode ist folgende: Mittels Tisch-
trieb wird der Rand des Objektes ins Gesichtsfeld gefiihrt.
Wdhrend im Objektbereich das durch die Probe beeinfluBte In-
terferenzbild sichtbar wird, verlaufen die Interferenzstreifen
auBerhaldb des Objektes ungestdrt. In unserem Falle genligt es,
die Magnetbandprobe auf einem gut reflektierenden sowie . ebe-
_nen Triger (z. B. Glasobjekttriiger) zu befestigen. _
‘Mittels lleBschraubenokular 188t sich der Streifenabstand er-

" mitteln. De zur Bestimmung der Reuhtiefe die Summe der Strei-
fenauslenkungen nach beiden Seiten in Betracht kommt, ist es
ginstig, sofort die Gesamtauslenkung zu messen. Dadurch wird
eine genaue lagebestimmung des zur Auswertung herangezogenen
Interferenzstreifens vermieden, .

Begger ist es ein Mikrofotografisches Bild der jeweiligen
Probe herzustellen. Die Auswertungs kann dann unabhingig von
Verianderungen am lMikroskop erfolgen., Gleichzeitig liegt ein
Bilddokument vor. Die folgenden Mikrofotografien sind am
Mikroskop EPIVAL interphako mit mf-Einrichtung auf NP 27-Film
bei Belichtungszeiten von einer Minute aufgenommen worden.
(Objektiv 12,5/0,25 o00/0)

Mit einem MaBstab lassen sich die erforderlichen GrdBSen
bequem ausmessen.

Anhand der Abbildungen 1 und 2 so]len zwei MeBbeispiele demon-
striert werden.
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Zu Abb. 1 : Es ergeben sich folgende MNefiwerte

b = 2,6
Aspoe = 2,0 X=551mm
R:= —%4%~ X 275,5 ﬁﬁ = 212 nm
o ’ ’ —_—
Zu Abb. 2 ¢ b = 2,7 | =
As = 255 A= 551 nm
= -?f7— x 27545 nm = 255 nm

Um die Qualitdt von Magnetbéndern anhand voh Rauhtiefenunter-
suchungen einschﬁtzen zukk6nnen, ist es empfehlenswert, auf ei- <j>
ner definiert groBen reprédsentativen Probenfliche in etwa kon-
stanten Abstdnden eine statistisch ausreichende Anzshl von
Messungen durchzufiihren und eine statistische Auswertung vorzu-
nehmen. Die GroBe der Probenfldche, der Abstand der MeBpunkte
und die Anzahl der Stichproben miissen vom jeweilig Priifender
vorgegeben werden., Unter anderem héngen diese Parameter vom zu
untersuchenden Bandtyp, von der Fertigungsmethode und Forde-
rungen des Herstellers und der Anwender ab. | :
Plir die Untersuchungen der Magnetbandproben wurde das IMikro-
skop EPIVAL interphako in der Standardausriistung eingesetzt.
Als Lichtquelle stand eine Halogenlampe 6V/50W zur Verfiigung.
FZur Untersuchung schwicher reflektierender Magnetbéinder
besteht die Moglichkeit des Ansatzes der Leuchte 6V/100W bzw.
der Leuchte XBQO 150 iiber die Grundplatte u. Das begiinstigt ins-
~ bésondere die Herstellung von Mikrofotografien.

O

Die Rauhtiefenmessungen sind ohne Einschridnkungen auch mit dem
Mikroskop VELOMET interphako u mdglich.
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